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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17601-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 29.06.2023
Ausstellungsdatum: 29.06.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

H+H High Voltage Technology GmbH
Im Kurzen Busch 15, 58640 Iserlohn

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erflillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 4



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17601-01-00

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische MessgrofRen
Gleichstrom- und NiederfrequenzmessgroRRen
— HochspannungsmessgréRen®
— HochspannungsimpulsgréRen®
— Impulsladung

Hochfrequenz- und StrahlungsmessgrofRen
HochfrequenzmessgréRen
— Anstiegszeit
— Pulsformige Messgroen

“auch Vor-Ort Kalibrierung

(
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Fur die mit ** gekennzeichneten MessgréRen/Kalibriergegenstdnde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinienmit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet. Das
Kalibrierlaboratorium verfigt Giber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen

Akkreditierungsbereich.

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Glltig ab: 29.06.2023
Ausstellungsdatum: 29.06.2023
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17601-01-00

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)
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MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit *
Gleichspannung -1 kv bis -300 kV 0,7 %
. DIN EN 60060-2:2011-10
+1 kv bis +300 kV
Wechselspannung 1kv bis 100 kV 50 Hz
50 kV bis 300 kv 50 Hz 0,4 %
0,8%
DIN EN 60060-2:2011-10
BlitzstoRspannung (L/) LI = BlitzstoRspannung
i -10kvV  bis - 500 kv 0,8%
Scheitelwert 3
+10kV  bis +500 kV
Zeitparameter _ DIN EN 60060-2:2011-10 . .
T 0,8 us bis 1,6 us 2,2% Ty = Stirnzeit
! 40 ps bis 60 s Ty=
T2 Ruckenhalbwertzeit
SchaltstoBspannung Sl =
(S1) -10 kv bis -500 kV 1,1% SchaltstoRspannung
Scheitelwert +10kV  bis +500 kV
Zeitparameter 200 ps bis 300 ps DIN EN 60060-2:2011-10
Te 1000 us  bis 4000 ps 2,0% Tp = Scheitelzeit
T2 Ty =
Rickenhalbwertzeit
Impulsladung™
Impulsladung 1pC bis 100 nC DIN EN 60270-2:2016-11 0,03:-q+0,5pC q: Ladung
Anstiegszeit t, 3ns bis 1,0 ps 4,1 % t, = Anstiegszeit
Elektrostatische Ip = erste
Entladung (ESD)™") Entladestromspitze
Strompuls Ip 1A bis 35A 3,1%
Stutzwerte
Strompuls /30 1A bis 35A DIN EN 61000-4-2:2009-12 1,9% I30 = Strom bei 30 ns
Strompuls /go 1A bis 35A 1,9 % léo = Strom bei 60 ns
Anstiegszeit t, 0,6ns bis 1ns 3,9% tr = Anstiegszeit
Gleichspannung Uy, 1kv bis 100 kV U=
0,7% Leerlaufspannung
EFT/B Burst™) R, = Lastwiderstand
Spannungspuls 100V bis 2200V 1,7% anRL.=50Q
100V bis 4400 V 2,1% an R =1000Q
Anstiegszeit und 3ns bis 1pus DIN EN 61000-4-4:2013-04 41%
Impulsbreite =7
Burstdaue_r und 100 ns bis 1s 20%
Burstperiode
Surge™)
Spannungs- i
p . g 500V bis 12 kV 1,9%
amplitude
Stromamplitude 1A bis 120ka | DINEN61000-4-5:2015-03 3,0%
Ansti it und 0,8 bi 1,0
nstiegszei .un Us is ms 10%
Impulsbreite
Dips*™
. DIN EN 61000-4-11:2021-10
Spannungs- 1Vvbis 700V e 3y Hy /50 He / 60 He 13%
( ) )
amplitude

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

29.06.2023

Ausstellungsdatum: 29.06.2023
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Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit *
Zeitintervall 100 ns bis 1s 0,6 %

Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichspannung -1 kv bis -300 kV 0,7%
+1kV bis +300 kV DIN EN 60060-2:2011-10
Wechselspannung DIN EN 60060-2:2011-10 04%
1kv  bis 100 kv 50 Hz e
. 0,8%
50 kv bis 300 kV 50 Hz
BlitzstoRspannung (L/) LI = BlitzstoRspannung
Scheitelwert -10 kV bis -500 kV 0,8%
+10kV  bis +500 kV
Zeitparameter . DIN EN 60060-2:2011-10 . .
T 0,8us  bis 1,6 ps 29% T, = Stirnzeit
! 40pus  bis 60 ps e 2=
Lk Ruckenhalbwertzeit
SchaltstoBspannung (S/) Sl =
Scheitelwert -10kV  bis -500 kv 1,1% SchaltstofRspannung
+10kV  bis +500 kV
Zeitparameter )
To 200ps  bis 300 s DIN EN 60060-2:2011-10
T 1000 us  bis 4000 ps 2,0% Tp = Scheitelzeit
T, =
Rickenhalbwertzeit
Verwendete Abkiirzungen:
cMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
EN Europaische Norm

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Glltig ab: 29.06.2023
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